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M ateriat zecerski

Spraindzanie romnosci

POLIGRAFIA

linii pisma czcionek

Matériel de composition
Vérification de la ligne
de lettres

Composing material
Testing of type line

1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg
metody sprawdzania linii pisma czcionek i jed-
nolitych wierszy skiadu.

1.2. Rodzaje metod badan. Rozréznia sie dwa
rodzaje metod badan:

a) metoda mikroskopowa,

b) metoda liniomierzowa.

1.3. Zakres stosowania metod. Metode mikro-
skopowg nalezy stosowaé¢ w zaktadach produku-
jacych czcionki. Metode liniomierzowg mozna
stosowaé w drukarniach do badah poréwnaw-
czych — orientacyjnych.

2. POBIERANIE | PRZYGOTOWANIE PROBEK

2.1. Pobieranie prébek — wg BN-65/7442-03,
przy czym w zestawie probki powinny wystepo-

waé réwniez czcionki wzorcowe — H, m, z, X

NORMA BRANZOWA

BN-74
7442-05

Zamiast
BN-65/7442-05

Grupa katalogowa XVII %4
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Prufung der Schriftlinie
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2.2. Przygotowanie czcionek do badan. Czcion-
ki przed pobraniem do badan nalezy oczysci¢ z
pytu metalowego.

2.3. Klimatyzowanie prébek. Czcionki przed
badaniem nalezy klimatyzowa¢ w temperaturze
293 +1 K (20 £ 1°C). Zaleca sie klimatyzowa-
nie w klimatyzatorze wg PN-61/P-50067 przy
wilgotnosci wzglednej okoto 50%.

3. METODA MIKROSKOPOWA

3.1. Zasada badania polega na pomiarach od-
legtosci od ptaszczyzny sygnaturowej opartej na
ptytce oporowej z krawedzig pomiarowg do kra-
wedzi oczka, wykonywanych mikroskopem war-
sztatowym matym typ MWM wg rys. 1, wypo-
sazonym w urzadzenie ustawczomocujgce czcion-
ki wg rys. 2.

3.2. Przyrzad

3.2.1. Opis przyrzadu. Na rys. 1 podano kons-
trukcje mikroskopu warsztatowego matego typ
MWM, stosowanego do oznaczania linii pisma.

Zgtoszona przez O$rodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Poligraficznego
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Poligraficznego dnia 6 maja 1974 r.
jako norma obowigzujgca w zakresie czynnosci okreslonych normg od dnia 1 stycznia 1975 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 25/1974 poz. 78)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJINE 1974, Wptyw do WN 30574 Oddano do skitadu 31.7.74.
Druk ukonczono w grudniu 74. Obj. 0,75 a. w. Naktad 1300+50 egz.

Cena zt 3,60
RZG — 1972
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3.2.2.
no rozwigzanie konstrukcyjne urzadzenia mocu-
jacego do wyposazenia mikroskopu warsztato-
wego matego w celu sprawdzania réwnosci linii
pisma czcionek.

Rys. 2. Urzadzenie mocujace

1B') — listwa mocujaca, 2A(H*) — tapki mocujace,
32 ) — wkret mocujacy listwe mocujacg do stotu
mierniczego, 4(B) — stét mierniczy mikroskopu MWM,
52 2 — plytka oporowa baza pomiarowa, 6@FJ)) — bel-
ka nastawcza, 43D — wkret mocujacy belke nastawcza
do stolika mikroskopu, 8@ — ptytka dociskajgca czcion-
ki do ptytki oporowej 5), A — tuleja prowadzaca,
10@D — sprezyna, 1U(H) — wkret specjalny, 1AFHB) —
trzpien, 1337) — krzywka zwalniajagca docisk sprezyno-
wy 103D, 4@) — czcionki badane, A — krawedz po-
miarowa ptytki oporowej.

3.2.3. Zestawienie przyrzadu. W celu wykona-
nia badania odlegtosci linii pisma nalezy zesta-
wié¢ urzadzenie miernicze sktadajace sie z:

— mikroskopu matego MWM

wg rys. 1,

warsztatowego

— urzadzenia mocujacego wg rys. 2.

Na stole mierniczym 2 zamocowac¢ wstepnie,
wkretem mocujgcym 3(27) listwe mocujacg 1(5),
a nastepnie tapkami 2(26) zamocowaé ptlytke
oporowg baze pomiarowg 5(2). Po przeciwnej
strome pilytki oporowej 5(29) na stole mierni-
czym mikroskopu zamocowac¢ wstepnie wkretem
7(31) zespo6t dociskowy skladajacy sie z 6(0),
8(32), 9(I3), 10(34), 1(X), 12(36), 13@7).

3.2.4. Przygotowanie
Ustawié¢ ,,zero”:

przyrzadu do badania.
— na bebnie $ruby mikrometrycznej do prze-
suwu poprzecznego 4,
— bebnie
wu podfuznego 5,

Sruby mikrometrycznej do przesu-
— na podziatce katowej, pochylenia kolumny
Srubami regulujacymi 10 i 11,

1) Dodatkowe

MWM.
2 Wysokos$¢ ptytki oporowej rowna 23,56

wyposazenie fabryczne mikroskopu

Wyposazenie przyrzadu. Na rys. 2 poda-

— oraz na podziatce katowej gtowicy gonio-

metrycznej 18 i pokretce obrotu stotu mierni-
czego.
Na wstepnie zamocowanej plytce oporowej

5(29) ustawi¢ z grubsza ostro$¢ krawedzi A plyt-
ki oporowej pokretkag do recznego przesuwu tu-
busa 15 i 16 i doktadnie — pokretkg ruchu drob-
nego obiektywu 17. Tak przygotowanym ukta-
dem optycznym mikroskopu regulowaé wstepne
zamocowanie listwy oporowej 5(2), az krawedz
A plytki oporowej 5(29) pokryje sie doktadnie
z poziomg linig krzyza w okularze 19 gtéwki
goniometrycznej 18.

Wyregulowang ptytke oporowag 5(29) zacisnat
na state tapkami mocujgcymi 2(26) do listwy mo-
cujacej 1(5), a nastepnie zacisnat listwe mo-
cujagcg wkretem 3(@7) do stotu mierniczego 2.
Zespot dociskowy wstepnie zamocowany na stole
mierniczym wyregulowaé¢ tak, aby pilytka doci-
skajgca czcionki 8(32) byta zamocowana w od-
legtosci zaleznej od wielkosci stopnia czcionki,
przewidzianego do pomiaru linii pisma, powiek-
szonej o okoto 0,5 41 mm.

3.3. Warunki pomiaru.
na¢ w temperaturze 293

3.4. Liczba badan. Nalezy zbada¢
czcionki w probce. Jezeli liczba czcionek,
nowigca prdobke, nie miesci sie na krawedzi po-
miarowej A nalezy wykona¢ tyle badan, aby
zbadaé¢ wszystkie czcionki.

Pomiar
+2 K (20

nalezy wyko-
+2°C).

wszystkie
sta-

3.5. Opis badania. Ustawi¢ badane czcionki na
stoliku mikroskopu 2 ptaszczyznag sygnaturowg
do krawedzi A ptytki oporowej 5(2). Przekre-
ci¢ krzywke 13(37) o kat 90°, powodujac docisk
badanych czcionek do krawedzi pomiarowej A
ptytki oporowej 5(29) sprezyng 10(34) ze stalg
sitg pomiarowsa.

Beben S$ruby mikrometrycznej
przecznego 4 stotu mierniczego 2 mikroskopu
ustawi¢ na warto$¢ odpowiadajgcag odlegtosci
linii pisma w zaleznos$ci od stopnia czcionek i ro-
dzaju linii pisma zgodnie z BN-65/7442-04 tab. 1
i 2. Nastepnie w okularze obserwacyjnym 19
sprawdzi¢, czy linia pozioma siatki w okularze
gtowki goniometrycznej pokrywa sie z krawedzia-
mi oczek, przesuwajgc stét mierniczy 2 dzwig-
nig do przesuwania stotu w kierunku podiuznym
8 i okresli¢ ewentualne odchytki na bebnie Sruby
mikrometrycznej do posuwu poprzecznego 4.

3.6. Doktadnos$¢ badania. Pomiar nalezy wy-
kona¢ z doktadnoscig 0,01 mm.

posuwu po-

3.7. Wynik badania. Partie czcionek ze wzgle-
du na linie pisma nalezy uzna¢ za dobrg, jezeli:

a) pomiar nie wykaze odchytki od wymiaru
nominalnego, okreslonego w BN-65/7442-04,
wiekszej niz +£0,01 mm dla czcionek do 12 p.
i £0,015 mm dla czcionek powyzej 12 p.
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b) w wyniku dodatkowego badania
0 tym samym rysunku zostanie stwierdzona nie-
rownos¢ linii pisma, a liczba sztuk w prébce nie-
zgodnych z BN-65/7442-04 nie przekroczy do-
puszczalnej liczby sztuk podanej w tab. 1.

Tabela 1

Dopuszczalna

Liczba sztuk liczba sztuk

w prébce w prébce niezgodna
z BN-65/7442-04

5 1

15 2

25 3

40 5

60 8
100 10

Partie czcionek ze wzgledu na linie pisma na-
lezy uznaé¢ za niedobrg, jezeli nie speitnia wa-
runkéw podanych w a) i b).

4. METODA LINIOMIERZOWA

czcionek pisma czcionek w

stosunku do wzorcow linii

pisma.

4.2. Przyrzad

4.2.1. Opis przyrzagdu. Na rys. 3 podano przy-

ktadowo rozwigzanie konstrukcyjne liniomierza

do oznaczenia réwnosci linii pisma.
Rozréznia sie dwa typy liniomierzy:
a) typ | z nasadka mierniczg i

niczym z dziatka elementarng o wartosci 0,01 mm,

bebnem mier-

0 zakresie mierniczym 0-4-20 mm,

b) typ Il bez tulei z nakretka mierniczg, z linig
odniesienia na uchwycie i bebnem mierniczym,
z dziatkg elementarng o wartosci 0,01 mm i za-
kresem skali mierniczej na bebnie liniomierza
0-4- 0,5 mm, o zakresie mierniczym 0 -4-20 mm.

Wymagania ogdlne, wrzeciono, beben, podziat-
ka tulei, podziatka bebna, oznaczenia liczbowe
podziatek tulei i bebna, szeroko$¢ kresek podzia-
tek, granice dopuszczalnych bledéw ptaskosci po-

wierzchni mierniczych, granice dopuszczalnych
4.1. Zasada badania. Badanie polega na bez- btedéw rdédwnolegtosci powierzchni mierniczych,
posrednim wzrokowym okre$leniu réwnosci linii radetkowanie, materiat, obrébka cieplna, uod-

rSNF74/7-442-05-3|

Rys. 3. Liniomierz: a) typ I, b) typ Il
I — wrzeciono ze $rubg mikrometryczng, 2 — uchwyt, 3 — krawedZ oporowa,
4 — korpus, 5 — tuleja z nakretka mikrometryczng, 6 — beben, 7 — czcionka,
Kk 8 — oczko czcionki, 9 — powierzchnia zewnetrzna korpusu.
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pornienie na S$cieranie i korozje, odmagnesowa-
nie, konserwacja i opakowanie — wg PN-72/
M-53200.

4.2.2. Wyposazenie przyrzadu. Wgzorce linii
pisma o wymiarach mierniczych zgodnych z

BN-65/7442-04, wykonane wg PN-72/M-53101.

4.2.3. Sprawdzenie przyrzadu. Przed kazdym
pomiarem nalezy sprawdzi¢ punkt zerowy i row-
nolegto$¢ potozenia wrzeciona w liniomierzu.

Punkt zerowy sprawdzi¢ przez utozenie ptyt-
ki na powierzchni zewnetrznej korpusu tak, aby
wystawata poza wrzeciono. Nastepnie pokrecié
bebnem tak, aby wrzeciono oparto sie o przycis-
nietg ptytkg, jak na rys. 4, i nie spowodowato
jej podniesienia sie. Dziatka powinna wskazywac
punkt zerowy.

Rys. 4
1 — wrzeciono ze $rubg mikrometryczna, 4 — korpus,
10 — phytka.

Réwnolegto$¢ potozenia wrzeciona sprawdzié
w stosunku do jednakowych dwoéch wzorcéw
linii pisma wg 4.2.2, ustawionych na powierzch-
ni zewnetrznej korpusu rdéwnolegle do krawedzi
oporowej i wrzeciona jak na rys. 5.

4.2.4.
wi¢ liniomierz na wymiar wiekszy o okoto 2 mm
od zadanej wielkosci linii pisma wg BN-65/
7442-04 w oparciu o dziatke nakretki i tulei

Przygotowanie przyrzadu do badan. Usta-

liniomierza typ | lub o wzorze linii pisma przy
liniomierzu typu II.

4.3. Warunki pomiaru. Pomiar nalezy wyko-
nywaé w temperaturze 293 +2 K (20 +2°C).
4.4. Liczba badan. Nalezy zbada¢ wszystkie

czcionki w probce. Jezeli liczba czcionek, stano-
wigcych probke, nie miesci sie w liniomierzu,
nalezy wykona¢ tyle badan, aby zbadaé¢ wszyst-
kie czcionki.

4.5. Opis badania. Ustawi¢ badane czcionki
ptaszczyzng sygnaturowg do powierzchni
wnetrznej korpusu sprawdzonego wg 4.2.3 linio-
mierza miedzy dwa jednakowe, o danym stopniu
pisma, wzorce linii pisma.

zZe-

Dosuna¢ czcionki i wzorce do krawedzi opo-
rowej 3 i wrzeciona 1 ustawionego wg 4.2.4, po-
kreci¢c bebnem 6 tak, aby wrzeciono zaczeto sie
cofaé. Ustawi¢ krawedz mierniczg wrzeciona na
rowni z linig pisma wzorcow.

W przypadku liter majacych zaokraglenia, np.
litery: o, p, prawidtowos$¢ linii pisma okre$la sie
w stosunku do liter bez zaokraglen przez spraw-
dzenie réwnomiernego przekroczenia linii pisma
i linii wyznaczonej przez gorna granice rysunku

liter podrzednych bez ich gérnych wydiuzen lub
przez poréwnanie z wzorcem tej litery.
W przypadku litery j ustawienie jej oczka

sprawdza sie w stosunku do gérnej granicy liter
podrzednych bez ich wydtuzen gdrnych.

Czcionki z inng linig pisma nalezy wylgczy¢
z badan i dodatkowo pobraé z partii czcionki
0 rysunku oczka czcionki wytgczonej dla wyko-
nania dodatkowych badan.

4.6. Dokiadnos$¢ badania. Pomiar nalezy wy-
kona¢ z dokiadnoscia wynikajacg z oceny wzro-
kowej.

4.7. Wynik. Partie czcionek ze wzgledu na linie
pisma nalezy uzna¢ za dobrag, jezeli:

a) w wyniku pomiaru nie zostang wykryte
czcionki z nieréwna linig pisma,

b) w wyniku dodatkowego badania czcionek
o tym samym rysunku oczka zostanie stwierdzo-
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na nieréownos$¢ linii pisma, a liczba sztuk nie-
dobrych w prébce nie przekroczy dopuszczalnej
liczby sztuk podanej w tab. 2.

Tabela 2

Dopuszczalna

Liczno$¢ sztuk .
liczba sztuk

Partie czcionek ze wzgledu na linie pisma na-

lezy uznaé¢ za niedobra, jezeli nie spetnia wa-

runkéw podanych w a) i b).

5. POSTANOWIENIA PRZEJSCIOWE

0b
W prohce niedobrych w prébce
5 ! Do dnia 31 grudnia 1976 dopuszcza sie ba-
danie réwnosci linii pisma czcionek przyrzadem
5 8 wg rozdz. 4 niniejszej normy w zakladach pro-
40 5 dukujacych czcionki, a od 1 stycznia 1977 roku
60 8 w zaktadach poligraficznych, jako badanie orien-
100 10 tacyjne.
KONIEC
INFORMACJE DODATKOWE
1. Instytucja opracowujgca noeme — Osrodek Ba-  PN-61/P-50067 Produkty przemystu papierniczego. Ba-
dawczo-Rozwojowy Przemystu Poligraficznego. dania techniczne. Klimatyzowanie probek laborato-
. ryjnych
2 Istotne zmiany w stosunku do BN-65/7442-05 BN-65/7442-03 Materiat zecerski. Pobieranie prébek do
a) wprowadzono nowg metode badania linii pisma, badan
b) zaktualizowano uktad normy zgodnie z PN-73/ BN-65/7442-04 Materiat zecerski. Linia pisma
N-02002. 4. Autorzy projektu normy — inz. Janusz Bylifski
i Jerzy Kucbajski — Odlewnia Czcionek w Warszawie,

3. Normy zwigzane
PN-72/M-53101 Warsztatowe
wzorcowe
PN-72/M-53200 Narzedzia pomiarowe. Przyrzagdy mikro-
metryczne. Wymagania

srodki miernicze. Plytki

Jerzy Krukowski — Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemystu Poligraficznego.

5. Terminologia stosowana w normie — wg BN-71/
7401-04.



